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	使用过程中不要打开外壳，不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
	测试前，确定接地良好，请仔细阅读说明书，了解安全方面知识，按照正确步骤测量。
	如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。



